
令和５年度第２回機器分析・計測セミナー

X線CT装置オンラインセミナー

SKYSCAN 1272 CMOS Edition
(BRUKER)

inspeXio SMX-225CT FPD 
HR Plus (SHIMADZU)

演題：マイクロフォーカスX線CTシステム
inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus のご紹介

概要：X線CTの基礎から、inspeXio SMX-225CT 
FPD HR Plusの特長、測定事例および測定条件、
注意点をご紹介いたします。

講師：株式会社島津製作所 分析計測事業部 Solutions COE

橋本 継之助 氏

9：30 ～ 10：30

演題：非破壊観察ソリューション高分解能3D X線顕微鏡
(X線CT) SKYSCAN 1272 CMOS Edition 
の特長と測定事例のご紹介

概要：SKYSCAN 1272 CMOS Editionの特長、
活躍する範囲、測定手順、測定事例について詳しく
ご紹介いたします。

講師：ブルカージャパン株式会社 X線事業部 アプリケーション部

高杉 早苗 氏

10：30 ～ 11：30

【問い合わせ】富山大学研究推進機構 研究推進総合支援センター自然科学研究支援ユニット機器分析施設
Tel：（076）445-6715 E-mail：cia00@ctg.u-toyama.ac.jp

申込はこちら

Google Form
締切：3月24日（日）

2024年

3月27日
（水）

オンライン
開催

参加無料
定員200名

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1ZwAKvsMVkYQOY1bjXQOFA5ar83c64Ofi-hm5VqiG6W_rLA/viewform?usp=sf_link
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